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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２５７５８《无损检测　工业Ｘ射线系统焦点特性》分为五个部分：

———第１部分：扫描方法；

———第２部分：针孔照相机射线照相方法；

———第３部分：狭缝照相机射线照相方法；

———第４部分：边缘方法；

———第５部分：小焦点和微焦点Ｘ射线管的有效焦点尺寸的测量方法。

本部分为ＧＢ／Ｔ２５７５８的第４部分。

本部分等同采用ＥＮ１２５４３４：１９９９《无损检测　工业Ｘ射线系统焦点特性　第４部分：边缘方法》

（英文版）。

本部分等同翻译ＥＮ１２５４３４：１９９９。

为便于使用，本部分作了下列编辑性修改：

———“本欧洲标准”一词改为“本部分”；

———删除ＥＮ标准的前言；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———用ＧＢ／Ｔ１．１—２０００规定的引导语代替ＥＮ标准中的引导语。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由全国无损检测标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５６）提出并归口。

本部分起草单位：上海泰司检测科技有限公司、上海英华无损检测技术有限公司、上海材料研究所、

上海诚友实业有限公司、上海威诚邦达检测技术有限公司、通用电气传感检测科技（上海）有限公司、丹

东奥龙射线仪器有限公司、山东轻工业学院。

本部分主要起草人：孔凡琴、李博、章怡明、金宇飞、赵成、丁鸣华、李义彬、孙宝江。
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引　　言

为了满足焦点尺寸测量的不同需求，在ＧＢ／Ｔ２５７５８．１～２５７５８．５中，描述了五种不同的方法。

扫描方法（ＧＢ／Ｔ２５７５８．１）适用于强度分布和焦点尺寸恒定的场合，例如用于校准及图像处理

过程。

射线照相方法（ＧＢ／Ｔ２５７５８．２与ＧＢ／Ｔ２５７５８．３）是传统的技术，以验证为主要目的，适用于最高

至２００ｋＶ的场合。

当针孔和狭缝照相机无法使用时，边缘方法（ＧＢ／Ｔ２５７５８．４）或许是有效的，这种方法适用于简易

的场合。

为了兼顾到微焦点系统，ＧＢ／Ｔ２５７５８．５提出了一种特殊的方法。
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无损检测　工业犡射线系统焦点特性

第４部分：边缘方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ２５７５８的本部分规定了采用清晰边缘的射线照相底片，来校验管电压最高至５００ｋＶ的工业

Ｘ射线系统的大于０．５ｍｍ焦点尺寸的方法。

Ｘ射线图像的像质和分辨力很大程度上取决于焦点的特性。焦点成像质量基于目标平面的二维强

度分布。

边缘方法对于在现场条件下校验焦点是特别有效，以发现焦点的变化。本方法不能用于焦点尺寸

的绝对测量。焦点尺寸的绝对测量方法见附录Ａ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２５７５８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１９３４８．１　无损检测　工业射线照相胶片　第１部分：工业射线照相胶片系统的分类
１）

（ＧＢ／Ｔ１９３４８．１—２００３，ＩＳＯ１１６９９１：１９９８，ＩＤＴ）

１）　该标准将在修订ＧＢ／Ｔ１９３４８．１—２００３的基础上发布（等同采用ＩＳＯ１１６９９１：２００８，与ＥＮ５８４１：１９９４等效）。

ＧＢ／Ｔ１９８０２　无损检测　工业射线照相观片灯　最低要求（ＧＢ／Ｔ１９８０２—２００５，ＩＳＯ５５８０：１９８５，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２５７５８．１　无损检测　工业Ｘ射线系统焦点特性　第１部分：扫描方法（ＧＢ／Ｔ２５７５８．１—

２０１０，ＥＮ１２５４３１：１９９９，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ２５７５８的本部分。

３．１

焦点　犳狅犮犪犾狊狆狅狋

从测量装置中看到的Ｘ射线管阳极上的Ｘ射线发射区域。

［ＧＢ／Ｔ２５７５８．１］

４　测试方法

４．１　原理和设备

本方法是通过测量几何不清晰度来得到焦点尺寸的间接测量方法。为此，采用相对较高的几何放

大倍率将清晰边缘映像到胶片上。

测量中需要以下设备：

———最小长度２４ｃｍ的无增感屏的胶片；

———由薄塑料或铝制成的胶片暗盒；

———铅字Ｌ和 Ｗ；
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